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Nowadays, Graphical Processing Units (GPUs) have become increasingly popular due to their high computational power and low prices. This makes them particularly suitable for high-performance computing applications, like data elaboration and financial computation. In these fields, high efficient test methodologies are mandatory. One of the most effective ways to detect and localize hardware faults in GPUs is a Software-Based-Self-Test methodology (SBST). In this paper a fully comprehensive SBST and fault localization methodology for GPUs is presented. This novel approach exploits different custom test strategies for each component inside the GPU architecture. Such strategies guarantee both permanent fault detection and accurate fault localization.



A software-based self test of CUDA Fermi GPUs / DI CARLO, Stefano; Gambardella, G.; Indaco, M.; Martella, I.; Prinetto, Paolo Ernesto; Rolfo, D.; Trotta, P.. - STAMPA. - (2013), pp. 1-6. (Intervento presentato al  convegno IEEE 18th European Test Symposium (ETS) tenutosi a Avignon (F) nel 27-30 May 2013) [10.1109/ETS.2013.6569353].
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				Abstract

				Nowadays, Graphical Processing Units (GPUs) have become increasingly popular due to their high computational power and low prices. This makes them particularly suitable for high-performance computing applications, like data elaboration and financial computation. In these fields, high efficient test methodologies are mandatory. One of the most effective ways to detect and localize hardware faults in GPUs is a Software-Based-Self-Test methodology (SBST). In this paper a fully comprehensive SBST and fault localization methodology for GPUs is presented. This novel approach exploits different custom test strategies for each component inside the GPU architecture. Such strategies guarantee both permanent fault detection and accurate fault localization.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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